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OZET

Glinlimiizde yar iletken teknolojisinde yasanan hizli gelismeler, entegre devrelerin
sanayi ve teknoloji alanindaki 6nemini biiyiik 6lclide artirmistir. Entegre devrelerin tasarimi
ve iretimi, yiiksek maliyet, teknik uzmanlik, teknolojik birikim ve yogun fikri ¢aba
gerektirdiginden, bu alanda ortaya ¢ikan entegre devre topografyalarinin hukuki koruma altina
alinmasi ihtiyact dogmustur. Tirk hukukunda entegre devre topografyalari, 5147
sayili Entegre Devre Topografyalarinin Korunmasi1 Hakkinda Kanunile o6zel olarak
diizenlenmis olup s6z konusu Kanun, tescilli entegre devre topografyalarinin korunmasina
iligkin esaslari, kurallar1 ve sartlar1 belirlemektedir. Bu ¢alismada, 5147 sayili Kanun
cercevesinde entegre devre topografyalarmin fikrl miilkiyet hukuku icerisindeki yeri ve
hukuki niteligi incelenmektedir. Bu kapsamda Oncelikle entegre devre ve entegre devre
topografyasi kavramlari ele alinmakta; ardindan korumanin konusu, sartlari, hak sahipligi,
tescil stireci, koruma siiresi, hak sahibine taninan yetkiler ve hakkin ihlali halinde
bagvurulabilecek hukuki yollar degerlendirilmektedir. Ayrica yari iletken teknolojisindeki
hizli gelismeler karsisinda mevcut diizenlemenin gilincelligi ve fikri miilkiyet hukuku
bakimindan yeterliligi tartisiimaktadir.

Anahtar Kelimeler: Entegre devre topografyasi, fikri miilkiyet hukuku, hukuki
koruma, tescil, yar1 iletken teknolojisi, hak sahipligi

ABSTRACT

Today, rapid advances in semiconductor technology have significantly increased the
importance of integrated circuits across industry and technology. Since the design and
production of integrated circuits require high costs, technical expertise, technological know-
how, and intensive intellectual effort, the need has arisen to provide legal protection for
integrated circuit topographies developed in this field. In Turkish law, integrated circuit
topographies are specifically regulated under Law No. 5147 on the Protection of Integrated
Circuit Topographies, which sets out the principles, rules, and conditions governing the
protection of registered integrated circuit topographies. This study examines the place and
legal nature of integrated circuit topographies within intellectual property law within the
framework of Law No. 5147. In this context, the concepts of integrated circuits and integrated
circuit topographies are first addressed; subsequently, the subject matter of protection,
conditions for protection, ownership of rights, registration process, duration of protection,
rights granted to the right holder, and legal remedies available in cases of infringement are
evaluated. In addition, the study discusses the currency of the existing regulation in light of
rapid developments in semiconductor technology and assesses its adequacy from the
perspective of intellectual property law.

Keywords: Integrated circuit layout design, intellectual property law, legal protection,
registration, semiconductor technology, ownership of rights
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1. GIRIS

Fikri miilkiyet, insan zihninin yaratict ve yenilik¢i faaliyetleri sonucunda ortaya ¢ikan
gayri maddi TUriinler lizerindeki hukuki korumay: ifade etmektedir (Soyak, 2005). Bu
kapsamda edebi ve sanatsal eserler, bilgisayar programlari, buluglar, faydali modeller,
tasarimlar, markalar, cografi isaretler, geleneksel {iriin adlari, entegre devre topografyalari
(Tekinalp, 1999) ve yeni bitki ¢esitlerine ait 1slah¢1 haklar1 (Yeni Bitki Cesitlerine Ait Islahg1
Haklarmin Korunmasma Iliskin Kanun, 2004, m. 1) gibi fikri emek iiriinleri hukuk diizeni
tarafindan korunmaktadir. Fikri miilkiyet haklarinin temel amaci, hak sahibine belirli mali ve
manevi yetkiler tanimak suretiyle yaratici faaliyetleri tesvik etmek, teknik, kiiltiirel ve
ekonomik gelisime katki saglamak ve {igiincii kisilerin bu iirlinlerden izinsiz yararlanmasini
onlemektir (Sarmasik, 2021; Akar, 2022).

Tiirk hukukunda fikrl miilkiyet haklar1 genel olarak telif haklari ve smai miilkiyet
haklar1 olmak tiizere iki ana baglik altinda incelenmektedir (Celik, 2025). Telif haklari, 5846
say1l1 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsaminda diizenlenmektedir. FSEK’in amaci,
fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile baglantili hak sahiplerinin iirlinleri
tizerindeki manevi ve mali haklarini belirlemek, korumak, bu iiriinlerden yararlanma sartlarini
diizenlemek ve hukuka aykir1 yararlanma héllerinde uygulanacak yaptirimlari tespit etmektir
(Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu [FSEK], 1951, m. 1). Kanun’un kapsami ise eser sahipleri ve
baglantili hak sahiplerinin manevi ve mali haklar1 ile bu haklara iliskin tasarruf esas ve
usullerini, yargi yollarini ve yaptirimlari igermektedir (FSEK, 1951, m. 1/A).

FSEK anlaminda eser, sahibinin hususiyetini tasiyan ve Kanun’da sayilan eser
tirlerinden birine giren her tiirlii fikir ve sanat {riiniidiir. Bu bakimdan ilim ve edebiyat
eserleri, musiki eserleri, giizel sanat eserleri ve sinema eserleri Kanun’da temel eser tiirleri
olarak diizenlenmistir (FSEK m. 1/B, m. 2-5). islenmeler ve derlemeler ise bu dért temel eser
tiriinden bagimsiz ayr1 bir ana kategori olarak degil, FSEK m. 6 kapsaminda ayrica eser
sayilan fikrl triinler olarak degerlendirilmelidir. Bilgisayar programlart da FSEK m. 2
kapsaminda ilim ve edebiyat eserleri arasinda korunmakta; ancak bilgisayar programinin
herhangi bir unsuruna temel teskil eden diisiince ve ilkeler eser olarak kabul edilmemektedir
(FSEK, m. 2).

Sinai miilkiyet haklar ise esas itibariyla 6769 sayili Sinai Miilkiyet Kanunu (SMK)
kapsaminda diizenlenmektedir (Sinai Miilkiyet Kanunu [SMK], 2017). SMK m. 1 uyarinca
Kanun’un amaci; marka, cografi isaret, tasarim, patent, faydali model ve geleneksel {iriin
adlarina iliskin haklarin korunmasi suretiyle teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin
gerceklestirilmesine katki saglamaktir. Ayni maddeye gore Kanun; bu koruma konularina
iliskin bagvurulari, tescil ve tescil sonrasi islemleri ile bu haklarin ihlaline dair hukuki ve
cezai yaptinnmlart kapsamaktadir (SMK, 2017). Bununla birlikte, fikri miilkiyet hukukuna
iliskin tiim koruma alanlar1 6769 sayili Sinai Miilkiyet Kanunu igerisinde diizenlenmemistir.
Nitekim yeni bitki ¢esitlerine ait 1slahg1 haklari, 5042 sayili Yeni Bitki Cesitlerine Ait Islahg1
Haklarini Korunmasma Iliskin Kanun kapsaminda 6zel olarak diizenlenmistir (Yeni Bitki
Cesitlerine Ait Islah¢i Haklarinin Korunmasna iliskin Kanun, 2004). Bu Kanun’un amaci,
bitki ¢esitlerinin gelistirilmesini 6zendirmek, yeni ¢esitlerin ve 1slah¢1 haklarinin korunmasini
saglamaktir. Kanun tiim bitki tiirlerini kapsamakta olup burada koruma konusu yalnizca yeni
bitki ¢esidinin kendisi degil, bu ¢esidi 1slah eden veya bulan ve gelistiren kisiye taninan
1slah¢1 hakkidir. Benzer sekilde, 6zellikle son yillarda elektronik ve yapay zeka alanindaki
teknolojik gelismeler sonucunda Onem kazanan entegre devre topografyalarida 5147
sayil1 Entegre Devre Topografyalarinin Korunmas: Hakkinda Kanun ile ayrica koruma altina
almmistir (Entegre Devre Topografyalarinin Korunmasi Hakkinda Kanun [EDTKHK],
2004).. 5147 sayili Kanun’un amaci, Kanun hiikiimlerine uygun entegre devre
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topografyalarinin korunmasini saglamak, bu alanda rekabet ortamini olusturmak ve sanayinin
gelismesine katkida bulunmaktir (EDTKHK, 2004, m. 1). Kanun, tescilli entegre devre
topografyalarinin korunmasina iligkin esaslari, kurallar1 ve sartlar1 diizenlemektedir. So6z
konusu Kanun 22 Nisan 2004 tarihinde kabul edilmis, 30.04.2004 tarihli ve 25448 sayili
Resmi Gazete’de yayimlanmistir. Bu ¢ergevede fikri miilkiyet haklari, gayri maddi mallar
tizerinde kurulan, kural olarak herkese karsi ileri siiriilebilen mutlak nitelikte 6zel hukuk
haklaridir (Kibar, 2020). Bu haklar, hak sahibine ekonomik nitelikte mali menfaatler
saglayabilecegi gibi, Ozellikle eser sahipligi bakimindan kisilikle baglantili manevi
menfaatlerin korunmasma da hizmet eder (Ates, 2025). Bununla birlikte, fikri miilkiyet
haklarinin dogumu, kapsami, koruma siiresi ve ticlincii kisilere karsi ileri siiriilme kosullari,
korunan fikri iirliniin niteligine gore farklilik gostermektedir. Telif haklarinda koruma, esas
itibariyla eserin meydana getirilmesiyle giindeme gelirken; sinai miilkiyet haklarinda basvuru
ve tescil siiregleri merkezi bir 6neme sahiptir.

Sonug olarak, gilincel Tiirk fikrl miilkiyet hukuku sistemi yalnizca 6769 sayili Sinai
Miilkiyet Kanunu’ndan ibaret degildir. Bu sistem; 5846 sayil1 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,
6769 sayili Sinai Miilkiyet Kanunu, 5042 sayili Yeni Bitki Cesitlerine Ait Islah¢1 Haklarinin
Korunmasina Iliskin Kanun ve 5147 sayili Entegre Devre Topografyalarinin Korunmasi
Hakkinda Kanun bagta olmak tizere farkli kanuni diizenlemelerden olugmaktadir. Bu nedenle
fikri miilkiyet haklar1 incelenirken, her bir koruma konusunun tabi oldugu 6zel mevzuat
dikkate alinmaly; telif haklari, sinai miilkiyet haklar1 ve 6zel kanunlarla diizenlenen diger fikri
miilkiyet haklari birlikte degerlendirilmelidir (Karaca, 2025; Odman Boztosun, 2004).

Bu ¢alismada, fikri miilkiyet hukukunun 6zel kanunlarla diizenlenen alanlarindan biri
olan entegre devre topografyalari, 5147 sayili Entegre Devre Topografyalarinin Korunmasi
Hakkinda Kanun g¢er¢evesinde hukuki agidan incelenmistir. Bu kapsamda Oncelikle entegre
devre ve entegre devre topografyasi kavramlart ele alinmis; ardindan korumanin konusu,
sartlar1, hak sahipligi, tescil siireci, koruma siiresi, hak sahibine taninan yetkiler, hakkin
simirlart  ve ihlal halinde bagvurulabilecek hukuki yollar kapsamli bir sekilde
degerlendirilmistir. Boylece entegre devre topografyalarmin Tiirk fikri miilkiyet hukuku
icerisindeki yeri ve 5147 sayili Kanun’un sagladigi korumanin kapsamina iliskin mevcut
durum ve korumanin iyilestirilmesi i¢in gerekli 6neriler sunulmustur.

2. KAVRAMSAL CERCEVE
2.1. Entegre Devre Topografyas1 Kavrami

Elektronik teknolojisinin tarihsel gelisim siireci incelendiginde, elektronik devre
elemanlarinin baslangigta oldukga biiyiik fiziksel boyutlara sahip oldugu gériilmektedir. Ilk
bilgisayarlarin bir oda biiyiikliiglinde tasarlanmis olmasi ve bu sistemlerin bakim, onarim ve
denetim siireclerinde insanlarin bilgisayarin igerisinde fiilen hareket edebilmesi, elektronik
teknolojisinde yasanan gelisimin boyutunu somut bicimde ortaya koymaktadir. Giiniimiizde
ise s0z konusu hacimli sistemlerin yerini diziistii bilgisayarlar, tabletler ve cep telefonlar1 gibi
taginabilir ve yiiksek islem kapasitesine sahip cihazlar almistir (Baranseli, 2018).

Yar iletken teknolojilerindeki ilerlemelerle birlikte, elektronik devrelerde kullanilan
fiziksel elemanlarin boyutlar1 giderek kiiclilmiis; bu gelisme, entegre devre teknolojisinin
ortaya ¢ikmasina ve yayginlagsmasina zemin hazirlamigtir. Entegre devreler, iletken ve yari
iletken devre elemanlarinin birbirleriyle baglantili bicimde, belirli bir katman veya tabaka
tizerinde tek bir biitiin halinde olusturulmasi suretiyle meydana gelen ve bir veya birden fazla
islevi yerine getirebilen elektronik devre yapilari olarak tanimlanabilir (Boylestad &
Nashelsky, 2004).
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Entegre devreler, uygulamada “yonga” veya ‘“¢ip” olarak da adlandirilmaktadir
(Odman Boztosun, 2004). Entegre devreler, elektronik devre elemanlarinin ve baglantilarinin
kiiciik bir yap1 lizerinde bir araya getirilmesiyle olusan devre yapilaridir (Boylestad &
Nashelsky, 2013). Giiniimiizde bu yapilarin liretiminde mikrometre ve nanometre dlgegine
dogru kiiciilme egilimi ise giincel yar1 iletken teknolojileri baglaminda ayrica ele alinmaktadir
(Durai vd., 2026). Bununla birlikte, entegre devrelerin fiziksel boyutlarinin kiigiilmesi,
glinlimiiz yapay zeka uygulamalarina uygun tasarim siireclerini daha karmasik ve hassas hale
getirmistir. Zira yart iletken malzemelerin boyutlarinin azaltilmasi, devre elemanlarinin
performansinda diisiise veya islevlerini yerine getirememelerine neden olabilecek teknik
riskleri beraberinde getirebilmektedir. Bu nedenle entegre devrelerin tasariminda, devreyi
olusturan her bir unsurun konumu, baglant1 diizeni ve islevsel iliskisi biiyiik bir 6zenle
belirlenmelidir (Lorenz vd., 2019; Dai vd., 2024).

Entegre devre tasarimlar1 baslangicta prototipler, kagit lizerinde yapilan ¢izimler ve
fiziksel testler araciligiyla gerceklestirilmekteydi. Ancak giiniimiizde gelismis bilgisayar
destekli tasarim programlar1 sayesinde, entegre devrelerin test edilmesi, katman yapilarinin
planlanmast ve devre elemanlarinin yerlesim dilizeninin ayrintili bigimde belirlenmesi
miimkiin hale gelmistir. Bu yerlesim diizeni, devreyi olusturan katmanlarin yiizey iizerinde
meydana getirdigi sekilsel yapi nedeniyle “topografya” olarak adlandirilmaktadir (Odman
Boztosun, 2004).

Entegre devre topografyalari, yalnizca teknik bir diizenlemeden ibaret olmayip, ayni
zamanda yogun emek, uzmanlik, bilgi birikimi ve yiiksek maliyet gerektiren fikri bir yaratim
stirecinin sonucudur. Bu yoniiyle entegre devre topografyalari, sahibinin zihinsel emegini ve
teknik katkisini yansitan 6zgiin nitelikte Uriinlerdir. Gilinlimiizde entegre devrelerin sanayi,
tiretim ve teknolojik gelisme bakimindan tagidigi stratejik dnem, bu alanda ortaya ¢ikan
topografyalarin hukuken korunmasi gerekliligini de beraberinde getirmistir. Dolayisiyla
entegre devre topografyalari, fikri miilkiyet hukuku kapsaminda 6zel koruma rejimine konu
olabilecek nitelikte teknik ve ekonomik degere sahip varliklar olarak degerlendirilmektedir.

2.2.  Entegre Devre Topografyalarimin Korunmasi

Entegre devre topografyalari, entegre devrelerin elektronik sistemlerde kullanim
alanlarinin giderek genislemesi ve bu iriinlerin yiiksek ekonomik deger tagimasi nedeniyle
fikri miilkiyet hukuku bakimindan 6zel 6nem kazanmistir. Bu alanda faaliyet gosteren
tasarimcilar, fikir sahipleri ve iireticiler, yogun emek ve yatirim sonucunda ortaya koyduklari
tiriinlerin {iglincii kisiler tarafindan izinsiz bigimde kopyalanmasina kars1 hukuki koruma talep
etmektedir (Fuerch, 2009). Bununla birlikte, entegre devre topografyalarinin teknik ve
karmasik yapisi, bu iirlinlerin klasik telif hakki veya patent hukuku hiikiimleriyle korunmasini
¢ogu durumda yetersiz kilmistir (Council Directive 87/54/EEC, 1986).

Entegre devrelerin tasarlanmasi, prototiplerinin olusturulmasi ve {iretim asamasina
gecirilmesi; yiiksek maliyet, ileri diizey teknik bilgi, insan kaynagi ve yogun arastirma-
gelistirme faaliyeti gerektirmektedir. Buna karsilik, ortaya ¢ikan iirliniin taklit edilmesi,
tasarim ve gelistirme maliyetleriyle kiyaslandiginda ¢ok daha kolay ve diisiik maliyetli
olabilmektedir. Bu nedenle entegre devre topografyalarinin korunmasi bakimindan klasik fikri
miilkiyet kategorilerinden farkli, kendine 0zgii nitelikte koruma modellerine ihtiyag
duyulmustur (Council Directive 87/54/EEC, 1986). Bu alandaki uluslararasi Oncii
diizenlemelerden biri Amerika Birlesik Devletleri’nde kabul edilmistir.
ABD’de Semiconductor Chip Protection Act of 1984 ile yar1 iletken ¢ip iiriinlerinde yer alan
“mask work”ler bakimindan 6zel bir koruma rejimi olusturulmustur. Bu diizenleme, klasik
telif hakki veya patent korumasindan farkli bigimde, entegre devre topografyalarinin teknik ve
ekonomik Ozelliklerine uygun sui generis bir fikri miilkiyet korumasi saglamay1
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amaclamaktadir. ABD hukukunda korumadan yararlanabilmek i¢in mask work’iin bir yari
iletken ¢ip lriiniinde sabitlenmis olmasi, 6zgiin nitelik tasimasi ve yart iletken endiistrisinde
olagan, siradan veya yaygin bicimde bilinen tasarimlardan ibaret olmamasi
gerekmektedir. ABD hukukunda koruma siiresi, mask work’iin tescil edildigi veya ilk kez
ticari olarak kullanildig1 tarihten hangisi Once ger¢eklesmisse o tarihten itibaren
baslamaktadir. Kural olarak koruma stiresi on yildir. Ayrica ilk ticari kullanimdan itibaren iki

yil iginde tescil bagvurusu yapilmamasi halinde koruma sona ermektedir (U.S. Copyright
Office, 2012; Kasch, 1992).

Uluslararas1 diizeyde, 26 Mayis 1989 tarihli Washington Antlagsmasi, entegre devre
yerlesim tasarimlarinin/topografyalarinin korunmasina iligkin temel hiikiimler igermektedir.
Ancak bu antlasma heniiz yiiriirliige girmemistir. Buna ragmen antlasmanin esasl hiikiimleri,
daha sonra Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)
Anlagmasi kapsaminda biiylik 6l¢iide uluslararasi fikrl milkiyet hukukuna dahil edilmistir
(World Intellectual Property Organization [WIPO]).

TRIPS Anlasmasi’nda entegre devre yerlesim tasarimlari/topografyalari, Anlasma’nin
35 ila 38. maddeleri arasinda diizenlenmistir. TRIPS m. 35, Washington Antlagsmasi’nin
belirli hiikiimlerine atif yapmakta; m. 36 korumanin kapsamini, m. 37 hak sahibinin iznini
gerektirmeyen bazi halleri, m. 38 ise koruma siiresini diizenlemektedir. TRIPS’e gore tescili
koruma sart1 olarak ongdren sistemlerde koruma siiresi, tescil basvurusundan veya ilk ticari
kullanimdan itibaren en az on yil olmalidir. Uye devletlerin, korumanin topografyanin

olusturulmasindan itibaren on bes yil sonra sona erecegini diizenlemeleri de miimkiindiir
(World Trade Organization [WTQ], 1994).

Tirkiye’de  entegre = devre  topografyalari, 22.04.2004  tarihinde  kabul
edilen ve 30.04.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayimlanarak yiiriirliige giren 5147 sayili
Entegre Devre Topografyalarinin Korunmasi Hakkinda Kanun ile 6zel bir koruma rejimine
kavusturulmustur. Kanunun amaci, entegre devre topografyalarinin korunmasini saglamak, bu
alanda rekabet ortami olusturmak ve sanayinin gelismesine katkida bulunmaktir (Entegre
Devre Topografyalarinin Korunmast Hakkinda Kanun, 2004).

5147 sayili Kanun’a gore entegre devre, elektronik bir iglevi veya benzeri islevleri
yerine getirmek tiizere tasarlanmis, en az bir aktif elemani bulunan ve ara baglantilarindan bir
kism1 ya da tamamu bir par¢a malzeme i¢inde veya lizerinde bir araya getirilmis ara veya son
formdaki iiriindiir. Entegre devre topografyasi ise entegre devreyi olusturan tabakalarin {i¢
boyutlu dizilimini gdsteren, liretim amaciyla hazirlanmis ve herhangi bir formatta sabitlenmis
goriintiiler dizisidir (EDTKHK, 2004; TURKPATENT, n.d.).

Tiirk hukukunda yalnizca orijinal nitelikteki entegre devre topografyalar tescil belgesi
verilerek korunur. Koruma, topografyanin dayandigi icerik, islem siireci, sistem, teknik veya
topografyanin kendisi disinda topografyada sabitlenmis bilgiye uygulanmaz. Bir entegre
devre topografyasinin orijinal sayilabilmesi i¢in, tasarlayicisinin kendi fikri ¢abasi sonucu
ortaya c¢ikmis olmasi ve tasarlama sirasinda entegre devre Tlreticileri ile entegre devre
topografyasi tasarlayicilar arasinda bilinmemesi gerekir (EDTKHK, 2004).

5147 sayili Kanun uyarinca korumanin baslangici, entegre devre topografyasinin hak
sahibi veya onun izniyle iigiincii bir kisi tarafindan yurt i¢inde ya da yurt disinda ilk kez ticari
acidan piyasaya siiriilmesi halinde, bu tarihten itibaren iki yil i¢inde tescil basvurusu yapilmig
olmasi sartiyla ilk piyasaya siiriilme tarihidir. Ticari piyasaya siiriimiin bulunmadig1 hallerde
ise koruma, tescil bagvurusunun yapildig: tarihten itibaren baglar. Koruma stiresi on yil olup,
onuncu takvim yilinin sonunda sona erer. Ayrica topografya ticari olarak kullanilmamigsa ve
tasarlandig tarihten itibaren on bes yil i¢inde Kuruma tescil bagvurusu yapilmamigsa koruma
hakki talep edilemez (EDTKHK, 2004, m.2; TURKPATENT).
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Sonug olarak, entegre devre topografyalar teknik, ekonomik ve fikri yonleri birlikte
barindiran 6zel nitelikte smai miilkiyet varliklaridir. Bu nedenle s6z konusu iiriinlerin
korunmasi, klasik telif hakki veya patent hukukundan farkli, kendine 0zgii koruma
mekanizmalarim1  gerekli kilmigtir. ABD, Japonya, Avrupa Toplulugu, Washington
Antlagsmasi, TRIPS Anlagsmas1 ve nihayet Tiirk hukukundaki 5147 sayili Kanun birlikte
degerlendirildiginde, entegre devre topografyalarinin korunmasinin ulusal ve uluslararasi fikri
miilkiyet hukukunda bagimsiz bir koruma alaninin oldugu kabul edilebilir.

2.3. Tiirkiye’ de Entegre Devre Topografyalarinin Hak sahipligi ve Korumanin
Sartlari

Tiirk hukukunda, entegre devre topografyasinin korumadan yararlanabilmesi i¢in
orijinal nitelik tasimas1 gerekmektedir. 5147 sayili Entegre Devre Topografyalarinin
Korunmasi Hakkinda Kanun’un 4. maddesi uyarinca, yalnizca orijinal nitelige sahip entegre
devre topografyalar1 tescil belgesi verilerek korunur. Orijinalik sarti ise Kanun’un 5.
maddesinde ayrica diizenlenmistir. Buna gore bir entegre devre topografyasi, tasarlayicisinin
kendi fikri cabasi sonucu ortaya ¢ikmigsa ve tasarlama sirasinda entegre devre iireticileri ile
entegre devre topografyasi tasarlayicilari arasinda bilinmiyorsa orijinal kabul edilir. Ayrica
bilinen elemanlarin ve ara baglantilarin diizenlenmesinden olusan bir topografya da, biitlin
olarak ele alindiginda bir araya getirilis sekli bakimindan orijinallik sartin1 tasiyorsa
korumadan yararlanabilir (Entegre Devre Topografyalarinin Korunmasi Hakkinda Kanun
[EDTKHK], 2004, m. 4-5).

2.3.1. Hak Sahipligi Kavramm

Entegre devre topografyalar1 iizerindeki hak sahipligi, kural olarak topografyayi
tasarlayan kisiye veya onun hukuki haleflerine aittir. Topografyanin birden fazla kisi
tarafindan tasarlanmasi halinde, taraflar arasinda aksine bir sozlesme bulunmadik¢a hak
sahipligi miistereken kullanilir (EDTKHK, 2004, m. 7).

Hizmet iliskisi kapsaminda tasarlanan topografyalarda ise, aksi sozlesmeyle
kararlastirilmadik¢a hak sahibi isverendir. Calisanin isyeri bilgileri veya araglarindan
yararlanarak bir topografya tasarlamasi héalinde de koruma hakki isverene ait olur; ancak
calisana topografyanin onemi dikkate alinarak uygun bir bedel 6denir. Taraflar bu bedel
konusunda anlasamazsa bedel mahkeme tarafindan belirlenir (EDTKHK, 2004, m. 8).

Universitelerde bilimsel ¢alisma yapan Ogretim elemanlar1 tarafindan tasarlanan
entegre devre topografyalar tizerindeki hak ise kural olarak 6gretim elemanina aittir. Ancak
ogretim kurumu, arastirma icin 6zel arag ve gere¢ saglayarak harcama yapmissa, elde edilen
kazanctan uygun bir miktar talep edebilir. Bu miktar, kurum tarafindan yapilan harcamalari
asamaz (EDTKHK, 2004, m. 9).

Hizmet sozlesmesi disinda kalan is gorme sozlesmeleri kapsaminda tasarlanan
topografyalarda ise, aksine bir anlagsma yoksa hak sahibi isi veren kisidir (EDTKHK, 2004, m.
10). TUBITAK destekli projelerde ortaya ¢ikan topografyalar bakimindan hak sahipligi ise
ilgili destek programinin 6zel hiikiimleri ve fikri haklara iligkin esaslar cercevesinde ayrica
degerlendirilmelidir.

2.3.2. Entegre Devre Topografyalarinin Tescilsiz Koruma Olanaklar

5147 sayili Kanun, esas olarak tescilli entegre devre topografyalarinin korunmasini
diizenlemektedir. Bununla birlikte, Kanun’da saglanan koruma, hak sahiplerinin diger
kanunlarda 6ngoriilen koruma yollarindan yararlanmasina engel degildir. Bu nedenle tescil
edilmemis topografyalar bakimindan haksiz rekabet, ticari sir, know-how veya sartlar1 varsa
eser korumasi glindeme gelebilir (EDTKHK, 2004, m. 1).
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Tescilsiz topografyalarin haksiz rekabet hiikiimleri kapsaminda korunabilmesi igin,
tictincii kisinin fiilinin dirtstliik kuralina aykiri olmasi ve haksiz rekabet sartlarinin somut
olayda gerceklesmesi gerekir. Ozellikle topografyanin gizli teknik bilgi niteligi tasimas1 ve
ekonomik deger icermesi halinde, ticari sir veya know-how korumasindan s6z edilebilir.

Bununla birlikte, entegre devre topografyasinin analiz edilmesi veya egitim, arastirma
ve degerlendirme amaciyla incelenmesi her durumda hukuka aykirilik olusturmaz. 5147 sayili
Kanun’a gore, koruma altindaki topografyanin yalnizca analiz, arastirma veya egitim
amaciyla ¢ogaltilmast koruma hakki kapsami digindadir. Ayrica bu analiz sonucunda orijinal
nitelikte yeni bir topografya gelistirilmesi de hak ihlali sayilmaz (EDTKHK, 2004, m. 12).

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu bakimindan ise entegre devre topografyalarinin her
durumda eser sayilmas1 miimkiin degildir. Ancak topografyaya iliskin ¢izim, plan, proje veya
teknik gorsel ifadeler, sahibinin hususiyetini tasimasi ve Kanun’daki eser tiirlerinden birine
girmesi halinde eser korumasindan yararlanabilir (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu [FSEK],
1951, m. 1-2).

Sonug olarak, tescilsiz entegre devre topografyalar: icin haksiz rekabet, ticari sir,
know-how ve eser korumasi gibi tamamlayic1 hukuki yollar miimkiindiir. Ancak bu koruma
yollar1, 5147 sayili Kanun’daki 6zel tescilli korumanin yerine gegmez; yalnizca somut olayda
sartlart mevcutsa uygulanabilir.

2.3.3. Entegre Devre Topografyalarinin Tescilli Korunma Olanaklar

Entegre devre topografyalarinin tescilli korunmasi, Tiirk hukukunda 6769 sayili Sinai
Miilkiyet Kanunu kapsaminda degil, 06zel nitelikteki 5147 sayili Entegre Devre
Topografyalarinin Korunmasi1 Hakkinda Kanun kapsaminda diizenlenmistir. Bu Kanun,
entegre devre topografyalarinin korunmasina iligkin esaslari, basvuru sartlarini, hak
sahipligini, koruma siiresini ve hakka tecaviiz hallerini belirleyen 6zel bir koruma rejimi
ongormektedir (EDTKHK, 2004).

Entegre devre topografyalari, her ne kadar sanayiye uygulanabilir nitelikte teknik
riinler olsa da klasik anlamda endiistriyel tasarim olarak degerlendirilmez. Zira tasarim
korumasi, esas itibariyla iiriiniin ¢izgi, sekil, bicim, renk, malzeme veya ylizey dokusu gibi
goriinlim Ozelliklerini korumaktadir (Smai Miilkiyet Kanunu [SMK], 2016, m. 55). Buna
karsilik entegre devre topografyasi, bir entegre devreyi olusturan tabakalarin {ic boyutlu
dizilimini ve iiretim asamalarindaki ylizey goriiniimlerini ifade eden teknik bir yapidir
(TURKPATENT). Bu nedenle entegre devre topografyalarinin korunmasinda esas alinan
koruma bi¢imi, tasarim, marka, patent veya faydali model korumas: degil; kendine 6zgii,
yani sui generis nitelikteki tescilli korumadir. Marka korumasi ayirt edici isaretleri; patent ve
faydali model korumasi ise teknik buluslar1 konu edinir. Entegre devre topografyalar ise
dogrudan bir isaret veya bulus olmaktan ziyade, entegre devrenin iiretimine esas olan 6zgiin
yerlesim diizenini ifade eder.

5147 sayili Kanun’a gore yalnizca orijinal nitelikteki entegre devre topografyalari
tescil edilerek korunabilir. Bir topografyanin orijinal sayilabilmesi icin, tasarlayicisinin kendi
fikri cabasi sonucunda ortaya ¢ikmis olmasi ve tasarlama sirasinda entegre devre iireticileri ile
topografya tasarlayicilari arasinda bilinmemesi gerekir (EDTKHK, 2004, m. 4-5).

Tescil edilmis entegre devre topografyasi, hak sahibine tiglincii kisilerin izinsiz
cogaltma, ticari amacla ithal etme, satma veya dagitma gibi fiillerini 6nleme yetkisi verir.
Ancak bu koruma mutlak degildir. Ticari olmayan kisisel kullanim, analiz, arastirma, egitim
veya degerlendirme amaciyla yapilan bazi kullanimlar koruma hakkinin sinirlart disinda
birakilmistir (EDTKHK, 2004, m. 11-12).
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Sonug olarak, entegre devre topografyalarinin tescilli korunmasinda temel basvuru
yolu 5147 sayili Kanun’dur. Endiistriyel tasarim, marka, patent veya faydali model korumasi
ancak somut olayin niteligine gére sinirli ve tamamlayici bigimde giindeme gelebilir. Bu
nedenle entegre devre topografyalarmin hukuki niteligi, klasik sinai miilkiyet haklarindan
farkli, 6zel kanunla diizenlenmis bagimsiz bir koruma alan1 olarak kabul edilmelidir.

3. Bulgular ve Tartisma

3.1. Entegre Devre Topografyalarinin Korunmasi1 Hakkinda Kanun’un
Degerlendirilmesi

5147 sayili Entegre Devre Topografyalarinin Korunmas1 Hakkinda Kanun, entegre
devre topografyalarinin korunmasina iliskin 6zel nitelikte bir fikri miilkiyet diizenlemesidir.
Kanun, sistematik olarak dokuz boliimden ve toplam 43 maddeden olusmaktadir. Kanun’un 1
ve 2. maddelerinde amag, kapsam ve tanimlar; 3 ila 6. maddelerinde korumadan yararlanacak
kisiler, korumanin konusu, orijinallik sarti ve koruma siiresi; 7 ila 12. maddelerinde hak
sahipligi, hak sahibinin yetkileri ve koruma hakkinin sinirlandirildigi haller diizenlenmistir.
Bagvuru sartlar1 ve tescil 13 ila 16. maddelerde; devir, intikal, rehin, haciz ve lisans 17 ve 18.
maddelerde; hiikiimsiizliik, hakkin sona ermesi ve islem yapma yetkisi 19 ila 23. maddelerde;
hakka tecaviiz, davalar, mahkemeler, ihtiyati tedbirler ve zamanasimi ise 24 ila 36.
maddelerde hiikiim altina alinmistir. Zorunlu lisansa iliskin hiikiimler 37 ve 38. maddelerde,
cezalar ve sikayet hakki 39 ve 40. maddelerde, yonetmelik, yiiriirlik ve yiirlitme hiikiimleri
ise 41 ila 43. maddelerde yer almaktadir (EDTKHK, 2004).

3.1.1. Amag, Kavram ve Tanimlar

Entegre devre topografyalari, teknik bilgi, fikri emek ve ekonomik deger igeren 6zel
nitelikte fikri tirinlerdir. Bu {irlinlerin 6zellikle sanayi ve teknoloji alanlarinda yogun bi¢imde
kullanilmasi, bunlara yonelik 6zel bir hukuki koruma rejimi olusturulmasini gerekli kilmistir.
Bu kapsamda 5147 sayili Kanun’un amaci, Kanun hiikiimlerine uygun entegre devre
topografyalarinin korunmasini saglamak, bu alanda rekabet ortami olusturmak ve sanayinin
gelismesine katkida bulunmaktir. Kanun, tescilli entegre devre topografyalarinin korunmasina
iliskin esaslar1, kurallar1 ve sartlar1 diizenlemektedir (EDTKHK, 2004, m. 1).

5147 sayili Kanun’un 2. maddesinde “entegre devre”, elektronik bir islevi veya
benzeri iglevleri yerine getirmek iizere tasarlanmis, en az bir aktif elemani bulunan ve ara
baglantilarindan bir kismi1 ya da tamami bir parca malzeme i¢inde veya iizerinde bir araya
getirilmis ara veya son formdaki iiriin olarak tanimlanmistir. Ayn1 maddede “entegre devre
topografyasi” ise entegre devreyi olusturan tabakalarin {i¢ boyutlu dizilimini gosteren, liretim
amactyla hazirlanmis ve herhangi bir formatta sabitlenmis goriintiiler dizisi olarak ifade
edilmistir. Bu goriintiiler, entegre devrenin iiretim siirecinin herhangi bir asamasindaki
yiizeyin tamaminin veya bir kisminin gériiniimiinii gosterir (EDTKHK, 2004, m. 2; m. 4).

Kanun’daki kurum terminolojisi gilincel haliyle “Tiirk Patent ve Marka Kurumu” dur.
6769 sayili Sinai Miilkiyet Kanunu ile 5147 sayili Kanun’daki “Enstitii” ibareleri “Kurum”
olarak degistirilmis; bu nedenle giincel metinde “Tiirk Patent Enstitlisii” yerine “Tiirk Patent
ve Marka Kurumu” veya “Kurum” ifadesi kullanilmalidir. Entegre devre topografyalarinin
tesciline iliskin basvurular da yetkili kurulus olan Kuruma yapilir (EDTKHK, 2004, m. 13;
SMK, 2016).

3.1.2. Korumadan Yararlanacak Kisiler, Korumanin Konusu, Sartlar ve Siiresi

5147 sayil1 Kanun’un 3. maddesine gore Kanun ile saglanan korumadan; Tiirkiye
Cumbhuriyeti vatandaslari, Tiirkiye Cumhuriyeti sinirlari i¢inde ikametgéhi bulunan ve siai
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veya ticari faaliyette bulunan gercek ve tiizel kisiler ile ilgili uluslararas1 anlagsmalar uyarinca
basvuru hakkina sahip kisiler yararlanabilir. Ayrica bu kapsam diginda kalmakla birlikte,
Tirkiye Cumhuriyeti vatandaslarina kanunen veya fiilen entegre devre topografyasi korumasi
taniyan devletlerin uyrugundaki gercek ve tiizel kisiler de “karsiliklilik ilkesi” ¢ergevesinde
Tirkiye’de korumadan yararlanabilir (EDTKHK, 2004, m. 3).

5147 sayili Kanun’un basvuru sartlarini1 diizenleyen 14. maddesinde 2021 yilinda
yapilan degisiklikle, bagvurunun tiizel kisi adina yapilmasi halinde imza sirkiileri sunulmasini
ongoren hiikiim yiirtirlikten kaldirilmigtir. Bu degisiklik, entegre devre topografyalarina
saglanan korumanin konusu, sartlar1 ve siiresi bakimindan esasli bir degisiklik yaratmamakta;
daha ¢ok bagvuru usuliiniin sadelestirilmesine iliskin bir giincelleme niteligi tagimaktadir.

Entegre Devre Topografyalar ile ilgili korumanin konusu, Kanun’un 4. maddesinde
diizenlenmistir. Buna gore yalnizca orijinal nitelige sahip entegre devre topografyalari tescil
belgesi verilerek korunur. Ancak koruma; entegre devre topografyasinin dayandigi igerik,
islem siireci, sistem, teknik veya topografyanin kendisi disinda topografyada sabitlenmis
bilgiye uygulanmaz. Dolayisiyla Kanun’un sagladigi koruma, teknik islevin veya liretim
yonteminin kendisine degil, entegre devre topografyasinin 6zgiin yerlesim diizenine yoneliktir
(EDTKHK, 2004, m. 4).

Orijinallik sarti Kanun’un 5. maddesinde diizenlenmistir. Buna gore bir entegre devre
topografyasi, tasarlayicisinin kendi fikri ¢cabasi sonucu ortaya ¢ikmigsa ve tasarlama sirasinda
entegre devre ireticileri ile entegre devre topografyasi tasarlayicilart arasinda bilinmiyorsa
orijinal kabul edilir. Ayrica bilinen elemanlarin ve ara baglantilarin diizenlenmesinden olusan
bir topografya da, biitiin olarak ele alindiginda bir araya getirilis sekli bakimindan orijinallik
tagiyorsa korumadan yararlanabilir (EDTKHK, 2004, m. 5).

Korumanin baslangict ve siiresi Kanun’un 6. maddesinde hiikiim altina alinmistir.
Entegre devre topografyasi hak sahibi veya onun izniyle tiglincii kisi tarafindan yurt i¢cinde ya
da yurt disinda ilk kez ticari agidan piyasaya siiriilmiigse, bu tarihten itibaren iki yil iginde
tescil bagvurusu yapilmasi sartiyla koruma, ilk piyasaya siiriilme tarihinde baglar. Ticari
piyasaya siirim yoksa koruma, tescil bagvurusu tarihinde baslar. Koruma siiresi on yildir ve
bu siire onuncu takvim yilinin sonunda sona erer. Ayrica topografya ticari olarak
kullanilmamissa ve tasarlandigi tarihten itibaren on bes yil i¢inde Kuruma tescil i¢in
basvurulmamigssa koruma hakki talep edilemez (EDTKHK, 2004, m. 6).

Bagvuru ve tescil siireci bakimindan 5147 sayili Kanun ile uygulama yonetmeligi
birlikte degerlendirilmelidir. Tescil bagvurular1 yazili olarak ve her entegre devre topografyasi
icin ayr1 yapilir. Bagvuru dilek¢esinde basvuru sahibinin adi ve adresi, topografya hakkinda
Ozet bilgi, bagvuru tiicretinin dédendigine dair belge, ilk ticari kullanim tarihi veya bdyle bir
kullanimin gergeklesmedigine iligskin beyan, hak sahipliginin ne sekilde elde edildigine iliskin
beyan ve topografyanin kopya veya cizimleri gibi belgeler yer alir (EDTKHK, 2004, m. 13-
14). Bu ¢ergevede, Kurumun tescil agsamasinda yaptigi inceleme esasl bir orijinallik veya hak
sahipligi incelemesi degil, bagvurunun Kanun ve Yonetmelikte ongoriilen sartlara uygunlugu
bakimindan yapilan sekli incelemedir. Bu nedenle metindeki “Kurum topografyay: sadece
sekilsel yonden inceleyerek tescil verir” ifadesi yerine, “Kurum, basvuruyu esasli bir
orijinallik ve hak sahipligi incelemesi yapmaksizin, basvuru sartlar1 yoniinden sekli
incelemeye tabi tutar” seklinde ifade edilmesi daha isabetli olur (EDTKHK, 2004, m. 14-15;
Entegre Devre Topografyalariin Korunmas: Hakkinda Kanunun Uygulama Seklini Gosterir
Yonetmelik, 2004, m. 1-2). Bu degerlendirmeler 1s1ginda, entegre devre topografyalarinin
korunmasinda belirleyici olan husus, topografyanin teknik islevinden ziyade 6zgiin yerlesim
diizenidir. Orijinallik, hak sahipligi veya tescilin gecerliligi konusunda uyusmazlik dogmasi
halinde, bu hususlar tescil asamasinda degil; hiikiimstizliikk, hak sahipligi veya tecaviiz
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davalar1 kapsaminda mahkeme Oniinde degerlendirilebilir. Nitekim Kanun’un 19.
maddesinde, topografyanin koruma sartlarin1 tasimamasi, hak sahipliginin baska kisilere ait
olmast veya basvurunun siiresinde yapilmamasi gibi hallerde hiikiimsiizliik karari
verilebilecegi diizenlenmistir (EDTKHK, 2004, m. 19).

3.1.3. Hak Sahipligi, Hak Sahibinin Yetkileri ve Koruma Hakkinin Simirlandirilmasi

Entegre devre topografyalarinda koruma hakkindan yararlanabilmek i¢in, bagvuru
sahibinin 5147 sayili EDTKHK anlaminda hak sahibi olmasi gerekir. Hak sahipligi,
Kanun’un 7 ila 10. maddelerinde diizenlenmistir. Buna goére entegre devre topografyasini
koruma hakki, kural olarak topografyay: tasarlayan kisiye veya onun hukuki haleflerine aittir.
Topografyanin birden fazla kisi tarafindan tasarlanmasi hélinde ise, taraflar arasinda aksine
bir sézlesme bulunmadik¢a koruma hakki bu kisiler tarafindan miistereken kullanilir. Bu
nedenle birden fazla tasarlayicinin bulundugu durumda hak sahipliginin = dogrudan
mahkemece belirlenecegi sdylenmemeli; ancak taraflar arasinda uyusmazlik ¢ikmasi halinde
konunun yargi mercileri niine taginabilecegi ifade edilmelidir (EDTKHK, 2004, m. 7).

Hizmet iligkisi kapsaminda tasarlanan entegre devre topografyalari bakimindan Kanun
0zel bir diizenleme ongormektedir. Aralarindaki s6zlesmede aksine bir hiikiim bulunmadikga,
memur, hizmetli ve iscilerin islerini goriirken tasarladiklar1 entegre devre topografyalarinin
koruma hakki igverene aittir. Bunun yaninda, c¢alisan sozlesmesi geregi bdyle bir tasarim
yapmakla yiikiimlii olmasa dahi, isyerindeki bilgi veya araclardan yararlanarak bir entegre
devre topografyasi tasarlamigsa, koruma hakki yine isverene ait olur. Ancak bu durumda
calisana, topografyanin 6énemi dikkate alinarak uygun bir bedel 6denmesi gerekir. Taraflarin
bu bedel iizerinde anlasamamalar1 halinde bedel mahkeme tarafindan belirlenir (EDTKHK,
2004, m. 8).

Universite mensuplar1 bakimindan ise farkli bir hak sahipligi rejimi benimsenmistir.
Universitelere bagh fakiilte ve yiiksekokullarda bilimsel ¢alisma yapmakta olan dgretim
elemanlarinca tasarlanan entegre devre topografyalari lizerindeki hak, kural olarak Ogretim
elemanlarina aittir. Bununla birlikte, 6gretim kurumu s6z konusu topografyayla sonuglanan
arastirmalar icin Ozel arag ve gere¢ saglamak suretiyle harcamada bulunmussa, elde edilen
kazangtan uygun bir miktar talep edebilir. Ancak bu talep, 6gretim kurumu tarafindan yapilan
harcamalar1 asamaz (EDTKHK, 2004, m. 9). Kanaatimizce bu diizenleme, liniversite 6gretim
elemanlarinin bilimsel ve yaratici faaliyetleri iizerindeki hak sahipligini korurken, ayni
zamanda Ogretim kurumunun arastirmaya sagladigi maddi katkiyr da smirh 6lgiide dikkate
alan dengeli bir yaklagim benimsemektedir. Zira hak sahipliginin dogrudan tiniversiteye degil,
tasarimi ortaya koyan Ogretim elemanina taninmasi, akademik iiretim 6zgiirliigi ve fikri
emegin korunmasi bakimindan isabetlidir. Buna karsilik, iiniversitenin 6zel ara¢ ve gereg
saglayarak somut bir harcamada bulunmasi1 halinde kazangtan pay talep edebilmesi, kurumun
arastirmaya yaptig1 katkinin karsiliksiz kalmasint 6nlemektedir. Ancak bu talebin yapilan
harcamalarla sinirlandirilmasi, 6gretim kurumunun hak sahipligi alanini asir1 genisletmesini
engelleyen onemli bir glivencedir.

Hizmet sozlesmesi disinda kalan is gérme sozlesmeleri bakimindan da hak sahipligi
ayrica diizenlenmistir. Buna gore, hizmet sozlesmesi disinda kalan is gérme soézlesmeleri
cercevesinde tasarlanan entegre devre topografyalarinin hak sahibi, aksine bir anlagma
bulunmadikgea isi veren kisidir (EDTKHK, 2004, m. 10).

Entegre devre topografyasi hak sahibi, tescilden dogan hakki kapsaminda iiciincii
kisilerin 1zinsiz bazi fiillerini 6nleme yetkisine sahiptir. Kanun’un 11. maddesine gore hak
sahibi; koruma altindaki topografyanin biitliniiniin veya bir kisminin entegre devre igine
alinmasin1 ya da baska herhangi bir sekilde c¢ogaltilmasini Onleyebilir. Ayrica korunan
topografyanin, bu topografyayr igeren entegre devrenin veya hukuka aykirt bi¢imde
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cogaltilmis topografyayr iceren TUriinlin ithalini, satisim1 veya ticari amagla dagitimini
engelleyebilir EDTKHK, 2004, m. 11).

Hakka tecaviiziin belirlenmesinde yalnizca teknik islev benzerliginden hareket
edilmesi yeterli degildir. Zira 5147 sayili Kanun’un koruma konusu, entegre devrenin
dayandigi igerik, islem siireci, sistem veya teknik degil; topografyanin kendisidir. Bu nedenle
ayni teknik iglevi yerine getiren farkli bir topografyanin varligi, tek basma hakka tecaviiz
anlamina gelmez. Buna karsilik, korunan topografyanin tamaminin veya orijinal nitelikteki bir
kisminin izinsiz ¢ogaltilmasi, entegre devre igine alinmas, ithal edilmesi, satilmasi veya ticari
amacla dagitilmasi hak sahibinin yetkilerine miidahale olusturabilir (EDTKHK, 2004, m. 4,
m. 11). Bununla birlikte, Kanun’un 12. maddesinde koruma hakkinin smirlandirildig:
durumlar diizenlenmistir. Buna gore, topografyanin ticari olmayan kisisel amaglarla veya
yalnizca degerlendirme, analiz, arastirma ya da egitim amaciyla ¢ogaltilmasi koruma hakki
kapsam1 disindadir. Ayrica bu analiz ve degerlendirme sonucunda ortaya ¢ikan ve orijinal
olan yeni bir entegre devre topografyasinin kullanilmasi1 da hak ihlali sayilmaz. Hak sahibi
tarafindan veya onun rizasiyla piyasaya sunulan topografya ya da bu topografyay: iceren
entegre devre bakimindan ise hak sahibinin s6z konusu somut {iriinlerin sonraki satisi, ithalati
veya ticari dagitimi tizerindeki kontrol yetkisi tiikenir; ancak bu durum topografyanin yeniden
cogaltilmasina veya izinsiz kopyalanmasina izin verildigi anlamina gelmez (EDTKHK, 2004,
m. 12).

Entegre devre topografyasinin kendisi, esas olarak 5147 sayili Kanun kapsaminda 6zel
ve sui generis bir koruma rejimine tabidir. Bu nedenle topografyanin dogrudan patent veya
faydali model olarak korunacagi sdylenmemelidir. Bununla birlikte, entegre devrede yer alan
teknik yenilik ayrica bulus niteligi tasiyorsa, bu yenilik bakimindan patent veya faydali model
korumasi giindeme gelebilir. Nitekim Tiirkpatent’de entegre devre topografyasi tescilinin,
patent, faydali model, marka ve tasarim gibi diger sinai haklardan ayr yiiriitiilen bir tescil
islemi oldugunu belirtmektedir.

Koruma siiresi bakimindan 5147 sayili Kanun’un 6. maddesi uygulanir. Buna gore
entegre devre topografyasi, hak sahibi veya onun izniyle ii¢iincii bir kisi tarafindan yurt iginde
ya da yurt disinda ilk kez ticari agidan piyasaya siiriilmiigse, bu tarihten itibaren iki yil i¢inde
tescil basvurusunda bulunulmasi gerekir. Bu durumda koruma, ilk ticari piyasaya siiriilme
tarihinde bagslar. Ticari piyasaya siiriim bulunmuyorsa koruma, tescil bagvurusunun yapildigi
tarithte baslar. Koruma siiresi baglangic tarithinden itibaren on y1l olup, onuncu takvim yilinin
sonunda sona erer. Ayrica topografya ticari olarak kullanilmamigsa ve tasarlandigi tarihten
itibaren on bes yil icinde Kuruma tescil bagvurusu yapilmamissa koruma hakki talep edilemez
(EDTKHK, 2004, m. 6). Bu agiklamalardan anlasildig: iizere entegre devre topografyalarinda
hak sahipligi, hak sahibinin yetkileri ve koruma hakkinin sirlar1 5147 sayili Kanun’da
ayrintili bigimde diizenlenmistir. Bu koruma, klasik patent veya faydali model korumasindan
farklidir. Patent veya faydali model korumasi, ancak entegre devreyle baglantili teknik
¢Oziimilin ayrica bulus niteligi tasimasi1 halinde giindeme gelebilir. Entegre devre
topografyasinin kendisi bakimindan temel koruma yolu ise 5147 sayili Kanun’da 6ngoriilen
tescilli topografya korumasidir.

3.1.4. Basvuru Sartlari ve Tescil

Entegre devre topografyalarinin tescilinde yetkili kurulus Tiirk Patent ve Marka
Kurumudur. 5147 sayili EDTKHK 13. maddesi uyarinca tescil bagvurular1 yazili olarak ve her
entegre devre topografyasi i¢in ayr1 yapilir (EDTKHK, 2004, m. 13).

Bagvurunun, hak sahibi veya yetkili vekili tarafindan yapilmasi gerekir. Basvuru
dilekg¢esinde basvuru sahibinin adi ve adresi, entegre devre topografyasina iliskin 6zet bilgi,
basvuru iicretinin 6dendigine dair belge, ilk ticari kullanim tarihi veya bodyle bir kullanimin
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gerceklesmedigine dair beyan, hak sahipliginin ne sekilde elde edildigine iliskin beyan ve
entegre devrenin elektronik islevlerini tanimlayan topografya kopya veya ¢izimleri yer
almalidir. Basvuru vekil araciligiyla yapiliyorsa vekaletname; tiizel kisi adina yapiliyorsa
imza sirkiileri de basvuruya eklenmelidir (EDTKHK, 2004, m. 14).

Basvuru siirecinde Kurum tarafindan yapilan inceleme, esash bir hak sahipligi veya
orijinallik incelemesi degildir. Kurum, basvurunun Kanun ve Yonetmelik’te 6ngoriilen sekli
sartlara uygun olup olmadigini degerlendirir. Basvurunun 14. maddede belirtilen kosullara ve
Yonetmelik hiiklimlerine uygun yapilmamasi halinde, Kurum basvuru sahibine eksiklikleri
gidermesi i¢in teblig tarihinden itibaren iki aylik siire verir. Eksiklikler verilen siire iginde
giderilmezse bagvuru yapilmamis sayilir (EDTKHK, 2004, m. 15).

Basvuru dilekgesi, basvuru sahibinin kimligine iliskin bilgiler ve entegre devre
topografyasinin kopya veya ¢izimleri bagvuru sirasinda sunulmussa basvuru, Kuruma
verildigi tarih itibariyla kesinlesir. Bu belgelerde eksiklik bulunmasi halinde ise bagvuru,
eksikliklerin giderildigi tarih itibartyla kesinlesir (EDTKHK, 2004, m. 15). Bu nedenle
basvuru tarihinin kesinlesmesi, tescil siirecinde ayrica 6nem tasimaktadir.

Bagvurunun kesinlesmesi iizerine Kurum; basvuru dilek¢esinde yer alan bilgilerin
dogrulugunu, basvuru sahibinin bagvuru yapma hakkina sahip olup olmadigini ve entegre
devre topografyasinin orijinal olup olmadigini incelemeksizin basvuruyu Sicile kaydeder.
Sicile kaydi yapilan entegre devre topografyasi Biiltende yayimlanir. Dolayisiyla Tiirk
hukukunda entegre devre topografyasi tescili, esasli incelemeye dayanan bir sistemden
ziyade, sekli incelemeye ve sicile kayit esasina dayanmaktadir (EDTKHK, 2004, m. 16;
Entegre Devre Topografyalarinin Korunmasi Hakkinda Kanunun Uygulama Seklini Gosterir
Yonetmelik, 2004, m. 11).

Kurum, entegre devre topografyasi tescil bagvurusunu sekli sartlar bakimindan inceler.
Bagvuru dilekgesinde yer alan bilgilerin dogrulugu, basvuru sahibinin hak sahipligi ve entegre
devre topografyasinin orijinal olup olmadigi hususlarinda esasli inceleme yapilmaksizin Sicile
kaydedilir.

Kurum kararlarina kars1 bagvuru sahibi, kararin tebliginden itibaren iki ay i¢inde yazili
olarak Kuruma itiraz edebilir. Itiraz, Kurum Yeniden Inceleme ve Degerlendirme Kurulu
tarafindan incelenir ve karara baglanir. Yeniden Inceleme ve Degerlendirme Kurulunun
kararlarma karsi ise kararin tebliginden itibaren altmis giin icinde gorevli ve yetkili
mahkemede dava agilabilir (EDTKHK, 2004, m. 30; m. 12-13).

Ozet olarak, entegre devre topografyalarinin tescilinde bagvuru mercii Tiirk Patent ve
Marka Kurumudur. Her topografya icin ayr1 bagvuru yapilmasi gerekir. Tescil siirecinde
Kurumun incelemesi esasl nitelikte olmayip, bagvurunun Kanun ve Ydnetmelik’te dngoriilen
sekli sartlara uygunlugu ile sinirhdir. Orijinallik, gercek hak sahipligi veya bagsvuru
bilgilerinin dogruluguna iliskin uyusmazliklar ise tescil asamasinda degil, daha sonra
hiikiimstizliik, hak sahipligi veya ilgili davalar kapsaminda yargi mercileri Oniinde ileri
stirtilebilir.

3.1.5. Devir, Intikal, Rehin, Haciz ve Lisans

Entegre devre topografyalarina iliskin devir, intikal, rehin, haciz ve lisans hiikiimleri
5147 sayili EDTKHK’nin 17 ve 18. maddelerinde diizenlenmistir.

Kanun’un 17. maddesine gore, entegre devre topografyast bagvurusu veya tescilinden
dogan haklar baskasina devredilebilir ve miras yoluyla intikal edebilir. Bu haklar iizerinde
Oliime bagl tasarrufta bulunulmasi da miimkiindiir. Ayrica basvuru ve tescilden dogan haklar,
kanuni veya akdi rehne ve hacze konu olabilir. Bu durumda taraflardan birinin talebi iizerine
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ilgili haklar Sicile kaydedilir ve Biiltende yayimlanir. Rehin ve haciz bakimindan Tiirk
Medeni Kanunu ile Icra ve Iflas Kanunu’nun ilgili hiikiimleri uygulanir (EDTKHK, 2004, m.
17).

Bagvuru ve tescilden dogan haklar iizerinde yapilacak islemler yazili sekle tabidir.
Devir veya miras yoluyla intikal, ilgili iicretin 6denmesiyle Sicile kaydedilir ve Biiltende
yayimlanir. Bu yayim tarihi, islemin ii¢lincii kisilere karst hiikiim ifade ettigi tarih olarak
kabul edilir (EDTKHK, 2004, m. 17).

Lisans sozlesmeleri ise Kanun’un 18. maddesinde diizenlenmistir. Buna gore, bagvuru
veya tescilden dogan hakla ilgili olarak lisans sozlesmesi yapilabilir. Lisans sozlesmesi,
taraflardan birinin talebi iizerine Sicile kaydedilir ve ilan edilir. Sicile kaydedilmeyen lisans
sozlesmeleri ligiincli kisilere karsi ileri siirlilemez. Lisans, inhisari veya inhisarl olmayan
lisans seklinde verilebilir. Aksi sézlesmede kararlastirilmamigsa lisans inhisarl degildir.
Inhisari lisans s6z konusu oldugunda lisans veren baskasina lisans veremez ve hakkini agik¢a
sakl1 tutmadikca topografyayi kendisi de kullanamaz (EDTKHK, 2004, m. 18).

3.1.6. Hiikiimsiizliik Halleri, Hakkin Sona Ermesi ve Islem Yapma Yetkisi Olanlar

Entegre devre topografyasi hakkinin hiikiimsiizliigi, Kanun’un 19. maddesinde
diizenlenmistir. Buna gore, topografyanin Kanun’un 4 ve 5. maddelerinde 6ngoriilen koruma
sartlarin1 tagimadigimin ispat edilmesi, hak sahipliginin baska kisi veya kisilere ait oldugunun
ortaya konulmasi ya da topografyanin tescil bagvurusundan 6nce yurt icinde veya yurt diginda
ticari olarak kullanilmis olmasma ragmen basvurunun Kanun’un 6. maddesinde 6ngoriilen
stire iginde yapilmamis olmas1 héllerinde hiikiimsiizliik karar1 verilebilir (EDTKHK, 2004, m.
19).

Hiikiimsiizliik talebi, tiiketici dernekleri, Kanun’da belirtilen ilgili meslek kuruluslar
ve menfaati olan kisiler tarafindan mahkemede ileri siiriilebilir. Hiikiimsiizliik nedenleri
topografyanin yalnizca bir boliimiine iligkinse, sadece ilgili boliim hakkinda hiikiimsiizliik
karar1 verilir. Hilkiimsiizlik kars1 dava yoluyla da ileri siiriilebilir (EDTKHK, 2004, m. 19).

Hiikiimstizliigiin etkisi Kanun’un 20. maddesinde diizenlenmistir. Entegre devre
topografyasinin hiikiimsiizliigline karar verilmesi hélinde, karar kural olarak geg¢mise etkili
sonu¢ dogurur. Bununla birlikte, hiikiimsiizliikk kararindan 6nce kesinlesmis ve uygulanmis
mahkeme kararlar1 ile hiikiimsiizliik kararindan 6nce yapilmis ve uygulanmis s6zlesmeler bu
geriye etkiden belirli kosullar altinda etkilenmez. Hiikiimsiizliik karar1 kesinlestiginde herkese
kars1 hiikiim dogurur (EDTKHK, 2004, m. 20).

Koruma hakkinin sona erme sebepleri ise Kanun’un 21. maddesinde siirli bigimde
diizenlenmistir. Buna gore entegre devre topografyasi koruma hakki, koruma siiresinin
dolmas1 veya hak sahibinin bu haktan vazge¢mesi hallerinden birinin gerceklesmesiyle sona
erer. Hakkin sona ermesiyle birlikte topografya, sona erme sebebinin gerceklestigi andan
itibaren kamu mali1 sayilir ve bu durum Kurum tarafindan Biiltende ilan edilir (EDTKHK,
2004, m. 21).

Kanun’un 23. maddesine gore Kurum nezdinde islem yapma yetkisi, entegre devre
topografyasi basvurusu yapan gercek ve tiizel kisiler ile Sicile kayith patent vekillerine aittir.
Tiizel kisiler yetkili organlarinca tayin edilen kisi veya kisiler tarafindan temsil edilir.
Ikametgahi yurt disinda bulunan kisiler ise Kurum nezdindeki islemlerini ancak Sicile kayith
patent vekilleri araciligiyla yiiriitebilir (EDTKHK, 2004, m. 23).

3.1.7. Tecaviiz Sayilan Fiiller, Davalar, Mahkemeler, ihtiyati Tedbirler ve Zamanasim

Entegre devre topografyasi hakkina tecaviiz sayilan fiiller, Kanun’un 24. maddesinde
diizenlenmistir. Ancak bu madde, dogrudan hak sahibinin yetkilerini tanimlamak yerine,
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Kanun’un 11. maddesinde sayilan fiillerin 12. maddede ongoriilen istisnalar disinda islenmesi
halinde dava agilabilecegini diizenlemektedir. Bu nedenle hak sahibinin miinhasir yetkileri
bakimindan Kanun’un 11. maddesi, tecaviiz fiilleri ve dava hakki bakimindan ise Kanun’un
24. maddesi birlikte degerlendirilmelidir (EDTKHK, 2004, m. 11, 12, 24).

Kanun’un 11. maddesine gore entegre devre topografyasi hak sahibi, izni disinda
yapilan bazi fiilleri 6nleme konusunda miinhasir yetkiye sahiptir. Bu kapsamda, orijinal olma
sartin1 tagimayan parcalarin ¢ogaltilmasi hari¢ olmak {izere, koruma altindaki topografyanin
biitiiniinlin veya bir kisminin entegre devre i¢ine alinmasi ya da baska herhangi bir sekilde
cogaltilmas1 hak sahibinin iznine tabidir. Ayrica korunan topografyanin, bu topografyayi
iceren entegre devrenin veya hukuka aykir1 bigimde ¢ogaltilmig topografyay: igeren iirlintin
ithali, satis1 veya ticari amacla dagitilmasi da hak sahibinin izni olmaksizin gerceklestirilemez
(EDTKHK, 2004, m. 11).

Bununla birlikte, Kanun’un 12. maddesinde koruma hakkiin sinirlandirildigt
durumlar diizenlenmistir. Buna gore, topografyanin ticari olmayan kisisel amagclarla veya
yalnizca degerlendirme, analiz, arastirma ya da egitim amaciyla ¢ogaltilmasi koruma hakki
kapsami digindadir. Ayrica bu analiz ve degerlendirme sonucunda ortaya ¢ikan ve orijinal
olan yeni bir entegre devre topografyasinin kullanilmasi da hak ihlali sayilmaz. Hak sahibi
tarafindan veya onun onayiyla piyasaya siiriilen topografya ya da topografyay1 i¢eren entegre
devre bakimindan da tiikkenme ilkesi uygulanir (EDTKHK, 2004, m. 12).

Kanun’un 24. maddesine gore, 12. maddede sayilan istisnalar diginda, 11. maddenin
ilgili bentlerinde yer alan fiillerin islenmesi hélinde zarar goren kisi, bu fiillerin 6nlenmesi
icin dava acabilir. Entegre devre topografyasi basvurusu Biiltende yayimlandigi takdirde
basvuru sahibi, basvuruya konu topografyaya yonelik tecaviizler nedeniyle dava agma
hakkina sahiptir. Tecaviiz eden kisi basvurudan veya basvurunun kapsamindan haberdar
edilmisse, basvurunun Biiltende yayimlanmis olup olmamasina bakilmaz. Ayrica tecaviiz

edenin kotliniyetli olduguna mahkemece hiikmedilirse, yayimdan dnce de tecaviiziin varlig
kabul edilebilir (EDTKHK, 2004, m. 24).

Hakka tecaviiz halinde hak sahibi, mahkemeden tecaviiz fiilini ispatlayacak delillerin
tespitini, fiilin tecaviiz olup olmadiginin belirlenmesini, tecaviiziin giderilmesini, maddi ve
manevi zararin tazminini, tecaviiz suretiyle iiretilen veya ithal edilen iirlinlere ve bunlarin
tretiminde kullanilan araglara el konulmasini, tecaviiziin durdurulmasin1 ve tecaviiziin
devamini 6nleyici tedbirlerin alinmasini talep edebilir (EDTKHK, 2004, m. 26).

Zamanasimi bakimindan Kanun’un 29. maddesi uygulanir. Buna gore entegre devre
topografyasindan dogan haklara tecaviiz nedeniyle ileri siiriilen 6zel hukuka iliskin taleplerde,
Borglar Kanunu’nun zamanasimina iligkin hiikiimleri uygulanir (EDTKHK, 2004, m. 29).
Kanun’da 6ngoriilen davalarda gorevli mahkeme ihtisas mahkemeleridir. Kurumun bu Kanun
hiikiimlerine gore aldigi kararlara karsi agilacak davalarda ve Kurum kararlarindan zarar
goren tglincii kisilerin Kurum aleyhine agacaklar1 davalarda ise gorevli ve yetkili mahkeme
ihtisas mahkemeleridir (EDTKHK, 2004, m. 31).

Ihtiyati tedbirler Kanun’un 34. maddesinde diizenlenmistir. Bu hiikkme gére, Kanun’da
ongoriilen davalar1 acan veya acacak olan kisiler, davanin etkinligini saglamak amaciyla
gbrevli ve yetkili mahkemeden ihtiyati tedbir talep edebilir. ihtiyati tedbir, hakka tecaviiz
teskil eden fiillerin durdurulmasini, tecaviiz konusu iiriinlere el konulmasmi ve ileride
dogmas1 muhtemel zararin tazmini bakimidan teminat verilmesini kapsayabilir (EDTKHK,
2004, m. 34).
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3.1.8. Sona Ermesi

Entegre devre topografyasi koruma hakkinin sona ermesi, Kanun’un 21. maddesinde
diizenlenmistir. Buna gore koruma hakki, koruma siiresinin dolmasi veya hak sahibinin bu
haktan vazge¢mesi héllerinden birinin gerceklesmesiyle sona erer. Bu nedenle yillik iicretin
0denmemesi, 5147 sayili Kanun kapsaminda entegre devre topografyasi koruma hakkinin
sona erme sebepleri arasinda sayilmamalidir (EDTKHK, 2004, m. 21).

Koruma siiresi, Kanun’un 6. maddesi uyarinca korumanin baslangi¢ tarihinden
itibaren on yildir ve bu siire onuncu takvim yilinin sonunda sona erer. Topografya ticari
olarak kullanilmamissa ve tasarlandigi tarihten itibaren on bes yil i¢inde Kuruma tescil
bagvurusu yapilmamissa, artik entegre devre topografyasini koruma hakk: talep edilemez
(EDTKHK, 2004, m. 6).

Hak sahibinin koruma hakkindan vazgegmesi ise Kanun’un 22. maddesinde
diizenlenmistir. Vazge¢me isteginin yazili olarak Kuruma bildirilmesi gerekir ve vazge¢me,
Sicile kayit tarihi itibariyla hiikiim dogurur. Sicile kayith hak veya lisans sahiplerinin izni
bulunmadik¢a hak sahibi koruma hakkindan vazgegemez. Ayrica topografya iizerinde iiglincii
bir kisi hak sahipligi iddiasinda bulunuyorsa, bu kisinin izni olmadan da haktan vazgec¢ilmesi
miimkiin degildir (EDTKHK, 2004, m. 22).

Koruma hakkinin sona ermesi halinde, sona erme sebebinin gergeklestigi andan
itibaren hakkin konusu kamu mali sayilir. Bu durum Kurum tarafindan Biiltende ilan edilir
(EDTKHK, 2004, m. 21).

4. Sonuc ve Oneriler

Entegre devre topografyalarinin korunmasi, Tiirkiye bakimindan yalnizca ulusal bir
tercih olarak degil, ayn1 zamanda TRIPS Anlasmas1 ve 1/95 sayili AT-Tiirkiye Ortaklik
Konseyi Karari’ndan kaynaklanan fikri miilkiyet yiikiimliliikleriyle baglantili olarak ortaya
cikmistir. TRIPS Anlagmasi, entegre devre topografyalarinin korunmasina iligkin hiikiimleri
35 ila 38. maddeler arasinda diizenlemekte; 1/95 sayili Ortaklik Konseyi Karari’'nin Ek 8
hiikmii ise entegre devre topografyalarini fikri, sinai ve ticari miilkiyet haklar1 kapsaminda
degerlendirmektedir. Bu cergevede, 5147 sayili Entegre Devre Topografyalarinin Korunmasi
Hakkinda Kanun’un kabulii, uluslararasi yiikiimliiliiklerle uyumlu 6zel bir koruma rejimi
olusturma amacina dayanmaktadir.

Bununla birlikte, mevcut sistemde entegre devre topografyalarinin tescili esaslt bir
incelemeye degil, sekli inceleme esasina dayanmaktadir. 5147 sayili Kanun uyarinca Tiirk
Patent ve Marka Kurumu, bagvuruda yer alan bilgilerin dogrulugunu, basvuru sahibinin
gercek hak sahipligini ve topografyanin orijinal olup olmadigimi incelemeksizin basvuruyu
sicile kaydetmektedir. Bu durum, tescil sisteminin hizli islemesini saglamakla birlikte,
topografyanin gercekten orijinal olup olmadigr ve korunmaya deger bir fikri c¢aba igerip
igermedigi konusunda bu durumun degerlendirilmesi gerekmektedir.

Kanun’un mevcut yapisinda koruma, entegre devrenin teknik islevine, {iretim
teknolojisine, kullanilan malzemelere, islem siirecine veya sistemine degil; topografyanin
0zglin yerlesim diizenine yoneliktir. Bu nedenle entegre devre topografyasinin tescilinde
islevsel ve teknik 6zelliklerin degerlendirme dis1 birakilmasi, kanunun mevcut sistematigi
bakimindan anlagilabilir olmakla birlikte, uygulamada hak sahipligi, orijinallik ve hakka
tecaviiz degerlendirmeleri bakimindan belirsizlik yaratabilmektedir. Bu nedenle entegre devre
topografyalarinin tescilinde yalnizca sekli inceleme yapilmasi yerine, sinirli da olsa teknik
inceleme mekanizmasmin  Ongdriilmesi  yerinde olacaktir. Ozellikle topografyanin
orijinalliginin belirlenmesinde, yalnizca gorsel veya bi¢imsel benzerlik degil, topografyanin
tasarim siireci, bilinen elemanlarin bir araya getirilis bicimi ve Onceki topografyalardan ne
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Olclide ayrildigi da dikkate alinmalidir. Bu incelemenin, ilgili alanda uzman teknik
bilirkisilerden veya uzman kurullardan yararlanilarak yapilmasi, tescil sisteminin
giivenilirligini artirabilecektir.

Entegre Devre Topografyalari, hakka tecaviiz bakimindan da yalnizca bigimsel
benzerlik tizerinden degerlendirme yapilmasi yeterli olmayabilir. Korunan topografyanin
tamaminin veya orijinal nitelikteki bir kisminin baska bir topografyada kullanilip
kullanilmadigmin belirlenmesinde, sekli benzerligin yaninda teknik tasarim iligkisi ve
yerlesim diizeninin biitiinsel etkisi de dikkate alinmalidir. Ancak bu degerlendirme yapilirken,
ayni teknik islevi yerine getiren her farkli topografyanin hak ihlali sayilmamasina 6zen
gosterilmelidir. Aksi hdlde koruma sistemi, rekabeti ve teknolojik gelismeyi sinirlayan bir
yapiya doniisebilir.

Analiz, arastirma ve egitim amach kullanim istisnasi ise teknolojik gelisme
bakimindan 6nem tasimaktadir. Bu istisna, yeni ve 0zgiin topografyalarin gelistirilmesine
katki saglayabilir. Bununla birlikte, analiz amaciyla elde edilen bilgilerin ticari amaclarla
kotiiye kullanilmasin1 6nlemek icin ticari sir, gizlilik ylikiimliliigii ve diirtistliikk kuralina
aykir1 kullanim hallerine iligkin tamamlayici diizenlemelerin giiglendirilmesi faydali olacaktir.
Boylece hem arastirma ve egitim faaliyetleri engellenmemis hem de hak sahibinin mesru
menfaatleri korunmus olur.

Sonug olarak, entegre devre topografyalarmin korunmasina iligkin mevcut sistem,
uluslararas1  ylikiimliiliiklerle uyumlu olmakla birlikte, tescil ve hakka tecaviiz
degerlendirmesi bakimindan gelistirmeye aciktir. Mevcut diizenlemede koruma, sekli ve
tescile dayal1 bir yap1 lizerine kurulmustur. Ancak nanoteknoloji, yari iletken ve yapay zeka
teknolojilerindeki hizli gelismeler dikkate alindiginda, topografyanin orijinalligi ve hak ihlali
degerlendirilirken teknik unsurlarin da sinirli 6l¢iide dikkate alinmasi gerekmektedir. Bu
yonde yapilacak diizenlemeler, hem hak sahiplerinin korunmasina hem de rekabetin, bilimsel
arastirmanin ve teknolojik ilerlemenin desteklenmesine katki saglayacaktir.

Yazar/Yazarlar Katkilari: Arastirma tek yazarli oldugu i¢in yazarin makaleye katki orani
%100°diir.

Cikar Catismasi: Arastirma tek yazarli oldugu i¢in ¢ikar ¢atismasi beyani1 bulunmamaktadir.

Etik Beyami: Bu calismada “Yiiksekogretim Kurumlar1 Bilimsel Arastirma ve Yaym Etigi
Yonergesi” nde belirtilen kurallara uyuldugunu ve “Bilimsel Arastirma ve Yayin
Etigine Aykir1 Eylemler” e dayali hi¢bir islem yapmadigimi beyan ederim. Ayni
zamanda tiim etik ihlallerde tim sorumlulugun makale yazarmna ait oldugunu beyan
ederim.

Etik Kurul Izni: Arastirmanin niteligi Etik Kurul izni gerektirmemektedir.
Finansman: Bu arastirma herhangi bir fon almamustir.
Veri Kullamlabilirligi Beyani: Bu ¢alisma yapist itibari ile veri beyani bulunmamaktadir.

Yazma Yardim icin Yapay Zeka Kullanim: Yazar, calismada yazim yardimi i¢in yapay
zekanin kullanilmadigini beyan eder.
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